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Catalogue de la CEI.
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» Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis a jour
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(Catalogue en ligne)*

¢ Bulletin de la CEl
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Symboles graphiques pour schémas.
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Consolidated publications
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Validity of this publicatio

Information felating\ tothe date\of the reconfirmation
ication is\available i
N

untteftaken by the technical
prepared this publication, as well

blished yearly with regular updates
On-line catalogue)*
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Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: /nternational Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, \EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment Index, survey and
compilation of the single sheets and |EC 60617:
Graphical symbols for diagrams.
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See web site address on title page.
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4

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

TROISIEME COMPLEMENT A LA PUBLICATION 191-1 (1966)
NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

Premiére partie: Préparation des dessins des dispositifs 2 semiconducteurs

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, ppéparés par dés Comités d’Etudes ol sont

clairs dans cette derniére.

. Dispositifs a semiconducteurs et circuits intégrés.
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Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:
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Australie Portugal
Belgique Roumanie
Canada Royaume-Uni
Danemark Suede

Finlande Suisse

Israél Tchécoslovaquie
Japon Turquie

Les Etats-Unis d’Amérique ont voté contre la publication de Varticle 2.
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